Multielementanalytik
|[CP-OES 1ICAP 6300 DUO

Prinzip:
Multielementanalytik von Spuren und Hauptkomponenten aus Losungen

(AufschlUsse, Flussigkeiten) durch Emission von Atomen und lonen aus
einem induktiv gekoppelten Plasma.

Wellenlangenbereich
166 bis 847 nm

Echelle-Optik

Nachweisgrenzen Abhangig vom Element
J 10 bis 0,1 pg/L




